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3-я Школа

«Метрология и стандартизация в нанотехнологиях и наноиндустрии»
Заявка на участие в школе
Ф.И.О. ________________________________________ ______________________________________________
Год и дата рождения_____________________________

Ученая степень, звание, должность ________________ _______________________________________________Организация ___________________________________ _______________________________________________
Структурное подразделение (лаборатория, ЦКП или др.)____________________________________________

Направление деятельности подразделения___________
_______________________________________________
Объект(ы) измерений ____________________________

_______________________________________________

Методики измерений____________________________

Адрес__________________________________________ _______________________________________________ Тел _________________Факс _____________________E-mail_________________________________________
Необходимость резервирования места в гостинице:
Да______ Нет ______ 
Дата _______________________
Заявки направлять в электронном виде по адресу: valentin.sukharev@rusnano.com не позднее 10 апреля 2010 г.
Государственная корпорация

«Российская корпорация 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ»
Федеральное агентство

по техническому регулированию и метрологии
3-я Школа

«Метрология и стандартизация               в нанотехнологиях и наноиндустрии»
Черноголовка
26– 29 мая 2010 г.
Государственная корпорация                                    «Российская корпорация нанотехнологий»
Федеральное агентство по техническому            регулированию и метрологии

в период 26– 29 мая 2010 г. в г. Черноголовке проведут 3-ю школу «Метрология и стандартизация в нанотехнологиях и наноиндустрии».
Целью школы является повышение квалификации специалистов центров коллективного пользования, испытательных центров и лабораторий, в том числе участников системы добровольной сертификации продукции наноиндустрии «НАНОСЕРТИФИКА», в области проведения и метрологического обеспечения испытаний продукции наноиндустрии.
Программа школы будет включать приглашенные тематические лекции по основным методическим подходам к исследованию наноструктурированных материалов разных типов и обсуждение актуальных проблем нанометрологии.

Также будут представлены презентации современного исследовательского и метрологического оборудования для наноиндустрии от ведущих производителей.

Школа предварит XXIII Российскую конференцию по электронной микроскопии (РКЭМ-2010), проходящую в Черноголовке 31 мая - 4 июня (http://purple.ipmt-hpm.ac.ru/sem/index.htm).

Тематика школы:

· Российская и международная практика в области обеспечения единства измерений в наноиндустрии и нанотехнологиях. Метрологические и испытательные возможности национальной нанотехнологической сети.
· Потребности наноиндустрии РФ в развитии базы актуальных методик и стандартов. 
· Перспективные направления развития нанотехнологий для получения новых материалов и структур, требования к методам измерений и испытаний в наноэлектронике, нанофотонике,  энергетике, механике и трибологии.
Язык

Рабочий язык школы: русский

Регистрация
Для участия в школе в качестве слушателя необходимо представить заявку до 10.04.10 по электронному адресу: valentin.sukharev@rusnano.com.

Для участия в школе необходимо оплатить ОРГВЗНОС, который включает расходы на организацию школы, раздаточные материалы и питание участников.

Сумма оргвзноса участника школы составляет 5000 руб. Для студентов и аспирантов – 3000 руб. Желающие принять участие в школе получат приглашение, в котором будут указаны порядок и срок уплаты оргвзноса.

Обращаем внимание, что количество участников ограничено. Приоритетами для отбора слушателей будут: участие в измерениях параметров наноматериалов, ранняя регистрация, участие лаборатории (центра) в системе добровольной сертификации «Наносертифика».

Ключевые даты
10.04.2010 – окончательный срок приема заявок для участия в качестве слушателей школы.
15.04.2010 –официальное приглашение для участия в качестве слушателя школы.

11.05.2010 –программа школы в электронном виде.

Место проведения и проживание

Школа проводится на базе Научного центра РАН в Черноголовке. Проживание участников будет организовано в гостинице Черноголовки, бронирование мест необходимо осуществлять через Оргкомитет.

Адрес оргкомитета для корреспонденции

117420, г. Москва, ул. Наметкина, 12 А 
Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий»

Сухарев Валентин Сергеевич
Тел.:  +7 495 542-44-44, доб. 1566
Факс: +7 495 542-44-34
E-mail: valentin.sukharev@rusnano.com
